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Тема дисертації:
1. Дисперсійна природа прояву недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння

2. Dispersive nature of manifestation of crystal structure imperfections in multiple scattering pattern

Реферат:
1. У роботі розкрито дисперсійну природу нового фізичного явища підсилення на порядки величини прояву
недосконалостей структури кристалів у картині багатократного розсіяння випромінення. А саме: показано,
що у випадку багатократного розсіяння виникає новий механізм впливу недосконалостей структури
кристалу не лише, як у кінематичній картині, на амплітуди розсіяних хвиль (амплітудний механізм), а і на
модулі їх хвильових векторів (дисперсійний механізм, який і забезпечує суттєве підвищення структурної
чутливості). Показано, що саме відкритий дисперсійний механізм не лише до п'яти порядків величини
збільшує чутливість діагностики дефектів, а також забезпечує появу структурночутливих залежностей
картини багатократного розсіяння від різних умов дифракції, взаємопов'язаних як між собою, так і з
залежностями від характеристик дефектів. Це збільшує інформативність, зокрема забезпечує можливість
багатопараметричної діагностики, що принципово відсутнє у кінематичному випадку та суттєво змінює
результати класифікації дефектів за Кривоглазом та призводить до їх залежності від умов та методів
дифрактометрії. Тим самим створено основи дисперсійної (високочутливої та інформативної) діагностики



недосконалостей структури кристалічних багатопараметричних систем.

2. The dispersion nature of new physical phenomenon of amplification in several order of magnitude of defects'
manifestation in statistical multiple scattering pattern has been determined in the thesis. Namely, it is shown that
in the case of multiple scattering a new mechanism of influence distortions of crystals occur not only as it is in
kinematical scattering pattern on amplitudes of scattered waves (amplitude mechanism) but on magnitudes of
wave vectors also (dispersion mechanism that provide essential increasing of structural sensitivity). It is shown
that the dispersion mechanism both increases up to five orders of magnitude sensitivity of diagnostic defects and
also provides the emergence of structure-sensitive pattern of multiple scattering on various conditions diffraction,
interconnected with each other and with dependence on the characteristics of defects. This effect increases the
information content, in particular provides possibility of multiparameter diagnostics that is in principle absent in
kinematics case and essentially changes results of classification of defects by Krivoglaz and causes them
depending on the conditions and methods of diffraction. In that way the fundamentals of the dispersion (highly
sensitive and informative) diagnostics of imperfections in the crystal structure of multiparameter systems has
been created.
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